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Analyzator s doutnavym vybojem pro bulk a profilovou hloubkovou analyzu




The GDA-Alpha

GDA - Alpha

Pristroje s doutnavym vybojem GD-OES maji diky svym
schopnostem, uplatnénym pfi profilové analyze skvélou
reputaci. Je to vice nez 40 let, kdy byla tato technika poprvé
pouzita hlavné pro “bulk” analyzu drahych kovd. Pokud se
vratime ke kofendm technologie a zkombinujeme ji se
v8emi novymi technologiemi, vynalezeny béhem posledni
dekady, bude SPECTRUMA pofad nejlepSim dostupnym
analytickym zdrojem pro spektrochemickou “bulk” analyzu
a profilovou, hloubkovou analyzu.

Stolni pfistroj GDA-Alpha je inovovany analyzator s dout-
navym vybojem, ktery pfesveédci svymi technickymi para-
metry a atraktivni velikosti.

Prostorové Usporné zafizeni kombinuje nejmodernéjsi CCD
optiku s vysokym rozlienim SPECTRUMA a tim pokryva
Sirokou Skalu aplikaci. Diky neustalé inovaci uZivatel
ziskava cenoveé dostupny pfistroj se vemi kvalitami
némeckého zpracovani. Hlavni oblasti pouZziti GDA-Alpha
je bulk analyza vétSiny slitin a profilové analyza
povlakovanych materiall. Dulezité prvky, jako jsou H, O,
Na, Li nebo K Ize jednoduse analyzovat s vysokym roz-
liSenim. To znamena, ze GDA-Alpha je mimofadné vhodny
pro pouziti v primyslu pfi fizeni vyroby, fizeni kvality a
vstupni kontrole. Pfesvéd¢i svou efektivni a uZivatelsky
pfijemnou obsluhou a bez problémd Ize okamzité
integrovat do pracovnich procesu uzivatele.



Glow discharge optical

emission spectroscopy

Technologie GDOES na$la své misto v bézné analyze
pevnych materiall nabizejici rychlou hloubkovou analyzu
profilu na materidlech s vrstvovymi strukturami, napf.
tepelné zpracovani, zinkové povlaky, zinkovani.

Schopnost provadét spravnou objemovou analyzu neni
pouze predpokladem pro tento druh méfeni.

Existuje Siroka Skala aplikaci objemové analyzy materiall
pfi fizeni vyroby nebo pfi vstupni kontrole. Zdroj dout-
navého vyboje je Grimmova typu se vzorkem
fungujicim jako elektroda a utésnujicim vyboj. Pfistroj
mUze byt vybaven anodami o vnittnim priméru 2,5 mm,
4 mm a 8 mm, které urCuji velikost krateru a
pozadovany povrch vzorku. Systém optické detekce je
navrzen jako polychromator typu Paschen-Runge. Poly-
chromator je vybaven hlavni mfizkou s 2400 drazek / mm a
s ohniskovou vzdalenosti 400 mm. Optika je evakuovana
a tim je spektrélni rozsah prodlouZzen do hluboké oblasti
VUV, coz umoznuje pozorovani vinovych délek az do 120
nm. Dulezité prvky, jako je dusik, uhlik, sira a fosfor, Ize
snadno detekovat pomoci nejcitlivéjSich spektrélnich ¢ar v
prvnim fadu. Rada CCD detektor(i pokryva spekiralni roz-
sah od 120 nm do 520 nm. To zvySuje flexibilitu pfi vybéru
prvkd, které maji byt analyzovany a spektralnich ¢ar, které
maiji byt pouZity bez nutnych technickych zmén.
GDA-Alpha je tovarné kalibrovan pomoci certifikovanych
referennich materiali podle analytického pozadavku
zakaznika. Jednou z velkych vyhod GDOES je linearita
téchto kalibraci. Rezim SPECTRUMA HDS umoZiuje
detekci Sirokych koncentraénich rozsaht s pouzitim vzdy
nejlepSiho mozného vyhodnoceni signalu. Nastavovaci
vzorky pro korekci driftu nebo pfijeti odlisné sady

Technicka data

podminek vyboje jsou poskytnuty pro kazdou analytickou
metodu objednanou s pfistrojem.. Historie rekalibrace
nabizi snadny pfehled o stavu pfistroje. Déle je mozné
zahrnout do metod vzorky kontrolnich diagramd k
zajisténi trvalé kvality analyzy. Standardni zdroje vyZaduji
plochy povrch vzorku od prdméru 20 mm (anoda 8 mm)
do 6 mm (anoda 2,5 mm). Tento povrch musi utésnit
zdroj vyboje. Kvalita tohoto utésnéni ur€uje analytické
vysledky zejména u téch prvkd, které jsou ovliviiovany
atmosférickou kontaminaci, jako je kyslik a dusik. Povrch
vzorku musi byt suchy a bez oleje; i nizkd kontaminace
olejem bude v tomto pfipadé detekovana. Pro objemovou
analyzu Ize pfipadné kontaminovany povrch odstranit
brousenim. Mélo by se jednat o suchy proces brouseni za
pouziti papiru z oxidu hlinitého o zrnu 300. Podminky
vyboje pro rizné aplikace budou pfedem stanoveny v
analytickych metodach. Kazdé objemové metoda bude
zahrnovat optimalizovanou dobu evakuace a ¢as
proplachu, dobu pfedzhaveni k odstranéni potencialné
kontaminovaného povrchu vzorku a ¢as analyzy, kde se
vyhodnoti intenzita emisni Cary pro sledované prvky. V
zavislosti na analytickém Ukolu se celkova doba pro jedno
méfeni pohybuje v rozmezi od 35 s do 80 s. Vysledky
jsou prezentovany jako hromadna tabulka. Mohou byt
uloZeny v interni databazi pro statistiku a vytiStény
pomoci navrhu definovaného zakaznikem. Software
obsahuje databazi kvality materialu; pfimé srovnani s
danou kvalitou nebo hledani odpovidajicich dat je mozné
ihned po méfeni. Jednoduse Ize provézt export dat do
standardnich kancelafskych aplikaci nebo systému LIMS




Do detailu.....

opthy ...
e Samonastavitelné CCD optiky s teplotni stabilizaci
¢ Polomér Rowlandovy kruznice je 400 mm

e \/ynikajici spektralni rozliseni -
lepSi nez 0,022 nm (FWHM)

e Standardni rozsah vinovych délek je 450-520 nm
e \olitelné analyza H, O, Na, Li, Ka F
e Limity detekce 0,1 ppm - 50 ppm

e Teplotni stabilizace zajiStuje vysokou stabilitu
optickych systému

e | ze detekovat prakticky vSechny emisni ary prvku

Elektronika

e Elektronicka zafizeni s multiprocesorovou technologii
e Neustalé sledovani GDS funkci (tlak, napéti, vykon )
e Pfesna a rychla diagnostika chyb se vzdal. pfistupem

e Komunikace s PC pomoci TCP/IP nebo USB

e Budici zdroj dovoluje primér anody 1 az 8mm
s optimalni stabilitou a reprodukovatelnosti

4
VySka Hloubka | Délka Hmotnost
675 mm 390 mm 950 mm 95 kg

Vakuovy systém

e Nerezové trubky v celém systému zajistuji
analyzu stopovych prvki bez kontaminace

¢ Moderni 3faz rotacni lopatkova vyvéva je pouZita
pro obé optiky i zdroj buzeni

e Uroved hluénosti je <50dB

¢ Dlouhodobé stabilita diky uzavf. vakuového systému

olitelné: USU - Universal sample unit

® Pro analyzu malych a nerovnych vzorku
¢ Analyza trubek a kulicek
e Analyza pordznich materiald

_,/Universal sample unit



Operacni systém:

e Software s Windows 10 Professional
e 8 GBRAM
e Hard disk 256 GB SSD
e Full HD-Display
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SOFTWARE

akladni software

¢ Modul objemové analyzy

e Automatické uloZeni vysledku pro statistické
vyhodnoceni

¢ \/ysledky ulozené v databazi

e Filtr pro export dat do ostatnich program(

¢ Volitelné WinGDOES Profesional

¢ Hloubkova profilova analyza s rychlym
vyhodnocenim béznych analyz vodivych vzorkl

Dostupné jsou nasledujici zobrazeni:

e Koncentrace (vahové/atom.) vs hloubka

¢ Objemova koncentrace v definovatelnych
hloubkovych rozsazich

e vaha nétéru v g/m2 vybranych nebo viech
prvk( v definovanych hloukovych rozsazich

e pomér rozpraSovani (ug/Ws) vs. hloubka

¢ Hustota (g/cm3) vs. hloubka

e Soucasna prezentace nékolika hloubkovych
profilt pro Gcely porovnani




VYBRANE APLIKACE

Termochemické zpracovani

Concentration (%)

e stanoveni tlostky vrstev a koncentracnich
profilt pro vSechny prvky

e Kvantifikace a kvalifikace kontaminace povrchu,

vmestk( a faze poméru

Fe

Conversion
fayer

10 depth (pm) 20

e pfesné stanoveni chemického sloZeni materiélu
® vysoka reprodukovatelnost analyz

95770 | 0.227
Program: XX Date: 14.08.2003 Time: 08:44

Sample ID: 169

si P
C Mn
E?ES 76910228 | O 615 | 0.302 0.062

Povlakované folie

e kompletni charakterizace vrstvy povlaku s ohledem Too] o
na chemické slozeni, tlostku a distribuci prvku
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